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NORMA BRANZOWA BN;BG
ELEMENTY 'Elementy optoelektroniczne 3375-51/01
POLPRZEWODNIKOWE |Djody elektroluminescencyjne Zamiast
A P ; BN-78/3375-51/00
Wymagania i badania
; Grupa katalogowa 1923

1. WSTEP 3.7. Wymagania niezawodnosciowe - wg PN-78 T-01515
' . : ) j .
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sq wymaga-
nia i badania dotyczgace  diod elektroluminescencyjnych 3.8. Wymagania dodatkowe - wg PN-78/T-01515 P B40;

przeznaczonych do stosowania w elektronicznych urzgdze-

niach powszechnego uzytku, profesjonalnjch i w  urzg- _
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

dzeniach, gdzie wymaga sie zastosowania elementéw o wy-

sokiej i bardzo wysokiej jakosci. 4.1. Pakowanie - wé PN-78/T-01515 p. 4.1.

\ .
1.2. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniej- 4.2. Przechowywanie - wg PN-78/T-01515 p. 4.2.

szego arkusza normy sa wymagania i badania wspdlne dla 4.3. Transport - wg PN-78/T-01515 p. 4.3

calej grupy diod elektroluminescencyjnych.

1.3. Okreélenia - wg PN-84/T-01500/04» i PN-78/

T-01515. ' 5. BADANIA

5.1. Program i rodzaje badan

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

i
2.1. Podzial ze wzgledu na poziom jakosci - wg PN-78/ tabl, 1.

T-01515 p. 2.1.

5.1.1. Badania grupy A - wg PN-78/T-01515 p.5.1.1 i

5.1.2. Badania grupy B - wg PN-78/T-01515 p. 5.1.2
2.2, Oznaczenie - wg PN-78/T-01515 p. 2.2. Przyktad itabl. 2. #

ozndczenia - wg arkusza szczegdlowego.

5.1.3. Badania grupy C - wg PN-78/T-01515 p. 5.1.3

itabl. 3. ;
3. WYMAGANIA

5.1.4. Badania grupy D - wg PN-78/T-01515 p. 5.1.4
3.1. Wymiary - wg arkusza szczegdtowego. { rabl, 2

3.2. Wykonanie - wg PN-78/T-01515 p. 3.2 1 arkusza

5.2. Pobieranie prébek - wg PN-78/T-01515 p. 5. 2.

szczegdlowego.
5.3. Opis badad - wg PN-78/T-01515 p. 5.3 i arku-

3.3. Cechowanie - wg PN-78/T-01515 p. 3.3 i arkusza

sza szczegdlowego,
szczegdlowego. .
5.4. Parametry kontrolowane w badaniach grupy B, C 1

D - wg tabl. 5.

3.4. Parametry elektryczne - wg PN-78/T-01515 p.3.4

i arkusza szczegdlowego,

5.5. Ocena wynikéw badairl - wg PN-78/T-01515 p. 5.4.
3.5. Wymagania klimatyczne - wg PN-78/T-01515 p.3.5 )

, 5.6. Dostawa elementéw po badaniach - wg PN-78/
i iC 8 - s [ 515
3.H. Wymagania inechaniczne weg PN-78/T-01515 T-01515 p. 5.5.

p. 3.6,

Zgtoszona przez Instytut Technologii Elektronowej
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnege Centrum Poétprzewodnikow dnia 15 lipca 1986 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1987 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1986 poz. 25)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1986. Druk. Wyd. Norm, W-wa Ark. wyd. 1,60 Nakt. 2600+40 Zam. 2892/86 Cena zt 45,00



Tablica 1. Badanﬁ_a grupy A

Plany i warunki badan

Metoda
o badania Poziom jakosci 1 Poziom jakosci 11 Poziom jakosci 111 Poziom jakosci IV Dane
- _ . w
grupa Rodzdj hadauia PNW%S/ Poziom Warunki badania Poziom Warunki badania Poziom Warunki badania Poziom Warunki badania arkusgza
T.01515 kgntroli wg k_ontroli wg I.tontroli wg lfontroli wg szczegdlowego
i AQL i AQL 1 AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 ¥ 8 9 10 11 12
Al 11; 2,5 11; 2,5 ;1,5 1; 1,0
Sprawdzenie Sude 2 sprawdzane
wymiardw (gltdw- parametry geo-
nych) metryczne
Sprawdzenie Bl 3 ~
wykonania obu-
dowy
Sprawdzenie Baids 6.2
prawidiowosci
cechowania
A2 I; 1,5 i1; 1,0 11; 0,65 I1; 04
Sprawdzenie B T PN-83/T01504/00 PN-83/T-01504/00 PN-83/T-01504/00 PN-83/T-01504/00 parametry kon-
podstawowych ' trolowane, ich
parametréw ele- wartosci gra-
ktrycznych niczne i warun
1 ki pomiaru
v 1
1,(p,)"
UF \
E B
A3 )
Sprav;rdzenie Be3ad
drugorzgdnych nie stosuje sie
parametréw
elektrycznych
A4 ) - - I ; 2 y 5 I; ]- L 5
Sprawdzenie pa- Hednd - - - temperatura,
:‘:Iféetrocw.wirl ele}c- parametry komn-
ycznych w in- trolowane,

nych temperatu
rach niz normal-
na temperatura-
otoczenia

I-v
I,p,)"

wartoéci gra-
niczne i wa-
runki pomiaru

) Zamiast I, dopuszcza sig podawanie P..

10/1S6-GLEE /98- Nd



Tablica 2, Badania grupy B

Plany i warunki badan

Metoda
Pod- Rodzs) badanis badania Poziom jakosci [II Poziom jakosci 1V Dane wg arkusza szczegblowego
grupa we
PN-78/ Poziom Poziom
T-01515 | kontroli Warunki badania kontroli Warunki badania
i AQL i AQL :
1 2 3 4 5 6 7 8
Bl S-4; 1,5 S-4; 1,0 rodzaj i szczegdlowe warunki badania, wartosci
- obcigzen
Sprawdzenie wytrzymalosci me- 5e3: 21
chanicznej wyprowadzen
Sprawdzenie szczelnosci Sads 27 metoda QL wg PN-75 metoda QL wg PN-75/
E-04550/15 czynnik E-04550/15 czynnik
probierczy alkohol probierczy alkohol
etylowy etylowy
B2 5”4; 115 S-l‘-; 1,0
Sprawdzenie lutownoéci wyprowa-| 5.3.5a) temperatura kapieli
dzen
B3 S-4; 1,5 ' 5-4; 1,0 .
Sprawdzenie wytrzymalosci na Gee 17 H = 500 mm H = 500 mm polozenie elementu w czasie spadku, warunki po-
spadki swobodne ) miaru i wartosci graniczne kontrolowanych para-
metréw
B4 - S-4; 1,0
Sprawdzenie wytrzymalosci na Sed, 16 - 390 m/s2 sposdb mocowania korpusu lub wyprowadzen ele-
udary wielokrotne 1000X3 mentu, warunki pomiaru i wartoéci graniczne
kontrolowanych parametrow
B5 S-4; 1,5 S-4; 1,0
dzeni losci e 12 = =
o Zgnle SR SIS 3.3.1 TA tstgv min TA ltstg;r min wartosci temperatury TA 1 TB’ warunki pomiaru
nagle zmiany temperatury . P . 2
& T =t T - ¢ i wartoéci graniczne kontrolowanych parametréw
B stg max B stg max
B6 S-4; 1,0 S-4; 0,65
Sprawdzenie odpornoséci na nara- { 5.3.22 100 h 100 h warunki obciazenia, metoda badania, temperatura

zanie elektryczne

badania, warunki pomiaru i wartoéci graniczne
kontrolowanych parametroéow

1)W podgrupie Bl Sprawdzenie szczelnosci - norma przedmiotowa powinna okresiaé, czy badanie stosuje sie dla danego typu diod elektroluminescencyjnych.

-
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Tabtica 3. Badania grupy C

Plany i warunki badan
Metoda
i Rodzaj badania Poziom jakosdci | Poziom jakosci Il Poziom jakosci II1 Poziom jakosci IV o
grupa badania PNW7gS / Poziom Poziom Poziom Warunki Poziom Warunki arkusza
T O-l'l” kontroli Warunki badania kontroli Warunki badania kontroli badania kontroli badania szczegdlowego
i “UL L aQL i AQL i AQL i AQL
1 2 3 4 o) 6 7 8 9 10 11 12
c1?) S-43 2,5 S-4; 2,5 . -
Sprawdzenie | 35.3.21 rodzaj i szczegéT
wytrzymalos- lowe warunki
c¢i mechanicz- badania, wartoé-
nej wyprowa- ci obcigzen
dzen
Sprawdzenie | 5.3.27 metoda Ql wg PN-75/ metoda Ql wg PN-75/ - -
szczelnosci E-04550/15 czynnik E-04550/15 czynnik
probierczy, alkohol probierczy, alkohol
etylowy etylowy ~
C2 5-4; 4,0 8'4; 2’5 S‘d; 2’5 8-4; 1,5
Sprawdzenie | 5.3.7 ' warunki pomiaru
parametrow i wartoéci gra-
elektrycz- niczne kontrolo-
nych wanych parame-
1 tréw
v 2
1,(P e) )
UF
IR
Sprawdz’egle 5.3.11 tamb max tamb max tnmb max ' tamb max \.war*u.nki p_omiaru
odpornosci ng : i wartosci gra-
suche goraco niczne kontrolo-
T ——— 3, ' . _ wa’nych parame-
ocfpo::xoéeci 3u3:9 tamb min tamb min tamb min T amb min trow = _
P — warunki pomiaru
i warto$ci gra-
niczne kontrolo-
wanych parame-
; tréw

' 10/15-SLE€ /98- N€




cd. tabl, 3

lub zmiennej
czestotliwo$-
ci)

1 2 3 4 5 6 7 8 ‘9 10 11 12
c3 S-4; 2,5 S-4; 1,5 = .
Spfawdzenie Sededs masa wyrobu’
masy wyrobu
Sprawdzenie | 5,3.6.1
trwatosci ce-
chowania
Sprawdzenie B350} temperatura
lutownosci kapieli
wyprowadzen ;
Ch S-4; 2,5 S-4; 1,5 S-4; 1,5 S-4; 1,0
Sprawdzenie | 5,3.20 19 600 m/32 19 600 m/s2 19 600 m/52 19 600 m/52 kierunki pro-
wytrzymatos- biercze, sposdéb
ci na przy- mocowania kor-
spieszenie pusu lub wypro-
state wadzen, warunki
pomiaru i war-
) tosci graniczne
kontrolowanych
] . parametréw
oo I 2 2 2 2
Sprawdzenie | 5,3.15 14 700 m/s 14 700 m/s 14 700 m/zs 14 700 m/s
wytrzymatos-| .4 (245 m/s2 (245 m/s? (245 m/s (390 m/s2
ci na udary 5.3.16 3 % 1000) 3 %X 1000) 3%1000) 3 %X 100)
(pojedyncze
lub wielokrot-
ne)
Sprawdzenie | 5.3.19 3h 3h 3h 3h
wytrzymatoé-| lub (49 m/s? (49 m/s2 (49 m/s2 (49 m/s2
cina wibra- | 5.3.18 104500 Hz 10+500 Hz 10+500 Hz 10+500 Hz
cje (o statej 3 h) 3h) 3h) 3h)

10/1G-GLE€/98-Nd



cd. tabl.3

Plany i warunki badan

Metoda
, badania Poziom jakosci | Poziom jakogci 11 Poziom jakosdci I11 Poziom jakosci 1V Dane wg
Pod- Rodzaj w arkusza
grupa| Dbadania PN 878/ Poziom Poziom Poziom Warunki Poziom Warunki e R
T 61 515 kontroli Warunki badania kontroli Warunki badania kontroli badania kontroli badania g g
Bl Y i AQL i*AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
&5 S-4; 4,0 S-43 2,5 S-4;5 1,5 S-4; 1,5
Sprawdzenie | 5.3.5b) temperatura kg-
wytrzymatos- pieli
ci na ciepto czas regenera-
lutowania cji, warunki po-
miaru i wartosci
graniczne kon-
trolowanych pa-
rametrow
Sprawdzenie | 5.3.12 T =t . T =t . =t . =t . warunki pomiaru
wytrzymatos- A stg min 4 stg min A =tgin A STy vartosci gra-
ci na nagte niczne kontrolo-
zmiany tempe- = ¥ T =t =t T =t wanych parame-
rabury B stg max B stg max B stg max B stgmax srdw
Sprawdzenie | 5.3.13 4 doby 10 déb 21 déb 56 déb warunki pomiaru
wytrzymatos- ' i wartosci gra-
ci na wilgot- niczne kontrolo-
ne goraco wanych parame-
state tréw
C6 S"Ai 2,5 8“4; 2,5 S"{F; 1,5 S"Ai 1’0
Sprawdzenie | 5,3.22 1000 h 1000 h 1000 h 2500 h metoda badania,
odpornosci nal warunki obcigze-
narazenie nia, temperatura
elektryczne badania, warun-
ki pomiaru i war-
tos$ci graniczne
kontrolowanych
parametrow
i C7 - e = 8-4; 1 2 O
Sprawdzenie | 5.3.8 ~ - - R
wytrzymalos- tst il ¢zas marazania,
cina zimno o warunki pomiaru
i wartosci gra-
niczne kontrolo-
wanych parame-
tréw

TO/TS-SLEE/98-Nd



cd. tabl. 3

1 2 3 4 6 Y 8 9 10 11 12
Cc8 o S-4; 2,5 S$-4; 1,0 S-4; 1,0
Sprawdzenie | 5.3.10 t t warunki pomiaru
wytrzymatos- Wi S50 e max sig max i wartosci granicz
cina suche 1000 h 1000 h 1000 h ne kontrolowa-
! goraco nych parametréw
ch " S-4; 1,5 - -
Sprawdzenie B3 17 500 mm - potozenie elemen-
wytrzymatos- tu w czasie spad-
ci na spadki ku, warunki po-
swobodne miaru i wartosci
graniczne kontro-
lowanych parame-
tréw
C10 S-4; 4,0 S-4; 2,5 S-4; 1,5 S-4; 1,0
Sprawdzenie e de2 sprawdzané para-
wymiardw metry geometrycz|
ne

Z)Zamiast I, dopuszcza sig podawanie P,.

1)W podgrupie C1. Sprawdzenie szczelnoéci - norma przedmiotowa powinna okreslaé, czy badanie stosuje’ sig¢ dla danego typu diod elektroluminescencyjnych.

Tablica 4.

Badania grupy D

Metoda badania

Plany i warunki badan

Poziom jakosci |

Poziom jakoéci I1

Poziom jakosci 111

Poziom jakosci IV

Pod- Rodzai badania . Dane wg arkusza
grupa } PN-78/'§—01515 Poziom Warunki Poziom Warunki | Poziom | Warunki | Poziom {Warunki szczegdlowego
kontroli badania | kontroli | badania | kontroli | badania | kontroli |badania
i AQL i AQL i AQL i AQL
2 3 " 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D1 - - S-4; 1,5 S-4; 1,5
Sprawdzenie odpornoéci 8.3.14 - - 300 hPa 10 hPa temperatura narazania,
na niskie ciénienie atmo- warunki pomiaru i war-
sferyczne tosci graniczne kontrolo
wanych parametréw
p2?) S-4s 4,0 S-4; 4,0 S-4; 2,5 S-4; 2,5
Sprawdzenie wytrzyma- S 85 rodzaj rozpuszczalnika
loéci na rozpuszczalniki

10/1G-GLEE/98-Nd



cd, tabl, 4

Metoda badania

Plany i warunki badan

Poziom jakosci |

Poziom jakosci 11

Poziom jakosci Il

Poziom jakosci 1V

Dane wg arkusza

Sprawdzenie parame-
tréw informacyjnych

Ap

sprawdzenie nale2y
wykonywadé metodami
pomiarowymi podanymi
w normach przedmio-
towych

Pod- . . .
grupa Rodaa) Gamid PN 78\7‘%‘ 01515 Poziom Warunk: Poziom | Warunki Poziom Warunki | Poziom Warunki szczegolowego
) B 2 kontroli badania | kontroli | badania | kontroli | badania | kontroli badania
i AQL i AQL i_ AQL i AQL :
1 2 3 A 5 6 7 8 2, 10 11 12
D3
Sprawdzenie palnosci S T nie stosuje sie
YA) - - - - S-4; 2,5 - S$-4; 1,5 -
Sprawdzenie wytrzyma- Dededd stopien dopuszczalnego
tosci na plesn ' wzrostu grzybdw ples-

R niowych, wymagania do-
tyczgce uszkodzen po-
wierzchniowych

D52) - - - - S'-[G-; 2,5 = 5'4; 1,5 * ]
Sprawdzenie wytrzyma- Feidu 24 czas badania, polozenie
toéci na mgle solng elementu w czasie bada-

nia, warunki pomiaru i
wartos$ci graniczne kon-
trolowanych parametréw

D6 S"A; 4,5 S"l"i 2’5 5‘4; 2’5 8—4; 1’5

warunki pomiaru i war-
toéci graniczne kontro-
lowanych parametréw

1) Badanie stosuje sie dla wyrobdw w obudowach plastykowych.

2) Badanie stosuje sie przy zaméwieniu wyrohéw w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego.

10/1S-GLEC /98- Nd



BN-86/3375-51/01 9

Tablica 5

Oznaczenie Nazwa parametru Podgrupa badan
B Swiatlodé - B1, B3, B4, BS5, B6, C1, C2, C4, C5, C6,
c7, €8, C9, D1
1.(P) Natezenie promieniowania (catkowita moc promienio- BRi, B3, B4, B5, BB, €1, C2, C4, &5, €B,
e e wania) £, €8, €9, Dl
U, Napiecie przewodzenia Bl B3; B4, Bhy BE, C1; €2y T4y 5y €6y
C7,€8, C9:; Tl
IR Prad wsteczny B1, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C4, C5, C6,
c7, C8, C9, D1
Diugos$é fali .odpowiadajgca maksimum gestosci mono- D6
J\.p chromatycznej mocy promieniowania diody elektro-
luminescencyjme]
4 0.5 Szerokoéé poldwkowa widma promieniowania D6
2
ee Kat poléwkowy promieniowania D6
t, Czas narastania impulsu promieniowania D6
tg Czas opadania impulsu promieniowania D6
Kt Pojemno$é calkowita D6
m Masa wyrobu 3

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NEGATYWNEGO
WYNIKU BADAN

6.1. Badania grupy A - wg PN-78/T-01515 p. 6.1.

6.2. Badania grupy B - wg PN-78/T—01§>15 i G2

6.3. Badania grupy C - wg PN-78/T-01515 p. 6.3.

6.4. Badania grupy D - wg PN-78/T-01515 p. 6.4.

KONI1IEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - lnstytut Technolo-

gii Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum

Pélprzewodnikéw, Warszawa,Al. Lotnikéw 32/46.

do BN-78/3375-51/00,

jakosciowg

2. Istotne zmiany w stosunku

Wprowadzono nowg, rozszerzong klasyfikacje
wyrobdw, dzielgcg diody elektroluminescencyjne na 4 po-

ziomy jakosciowe.

3. Normy zwigzane
PN-75/E-04550/15 Wyroby elektrotechniczne. Préby éro-

dowiskowe. Préby Q-szczelnosé
PN-84/T-01500/04 Pétprzewodnikowe elementy optoelek-
troniczne. Terminologia

PN-83/T-01504/00 Elementy pétprzewodnikowe, Metody

pomiaru parametrdw tranzystoréw i diod. Postanowieni

ogdlne

"PN-78/T-01515 Elementy pdlprzewodnikowe. Ogélne wy-

magania i badania

4. Symbol wg SWW - 1156-81,

5. Autor projektu normy - mgr inz. Jerzy Kuszel,

Zdzistaw Wlaznik - Naukowo-Produkcyjne Centrum  Péi-

przewodnikdéw, Warszawa;ul. Komarowa 5.

6. Wartoéci dopuszczalne parametréw.W arkuszu szcze-

gélowym dla danego typu diod elektroluminescencyjnych po-

winny byé podane dopuszczalne wartoéci nastepujacych pa-

rametrow:
IFM - szczytowy prad przewodzenia,
IF‘ - prad przewodzenia,
UR - napiecie wsteczne,
t - temperatura zilgcza,



10 Informac je dodatkowe do BN-86/3375-51/01

t
t

amp - temperatura otoczenia w czasie pracy,

stg - temperatura przechowywania,

Dane te stanowig wartoéci obcigzern, ktérych nie mozna

przekroczyé w eksploatacji diod elektroluminescencyjnych.

7. Parametry charakterystyczne. W arkuszu szczegd-

towym dla danego typu diod elektroluminescencyjnych po-

winny by¢ podane przy okres$lonej temperaturze otoczenia
nastepujace parametry charakterystyczne:

L, - Swiatto$é prey okreslonym pradzie Iﬁrzewodze-
nia dla diod'emitujaccych promieniowanie widzial-
ne,

| " - Inatqzenie promieniowania dla diod emitujgcych
promieniowanie podczerwone (zamiast I, dopusz-
cza sie 7poda\vanie P, - catkowitej mocy
promieniowania),

lp - dlugo$é fali odpowiadajgca maksimum gestosci
monochromatycznej mocy promieniowania diody

elektroluminescencyjnej,

Ak 0.5 " szerokosé potéwkowa widma promieniowania,
’

U g - Dapigcie przewodzenia przy okreslonym pradzie
przewodzenia,

IR - prad wsteczny przy okredlonym napieciu wstecz-
nym,

Ge - kgt poléwkowy promieniowania,

i, - czas narastania impulsu promieniowania przy

olr(res’lonej polaryzacji diody elektroluminescen-
cyjnej i czestotliwosci pomiaru,

t f - czas opadania impulsu promieniowar}‘ia przy o-
kreslonej polaryzacji diody elektroluminescen-
cyjnej i czestotliwodci pomiaru,

C - pojemnosé catkowita,

8. Wprowadzenie podgrupy D6. Sprawdzenie parame-

tréw informacyjnych. Wprowadzenie podgrupy D6 stanowi

rozszerzenie podzialu grupy D wg PN-78/T-01515w celu
podania szerszej informacji dotyczgcej zastosowania ele-

mentdw,

9. Dostawy elementéw o wysokiej jakoéci i bardzo wy-

sokiej jakoéci mogg byc¢ realizowane po uzgodnieniu z pro-

ducentem wielkoéci dostaw i po uzgodnieniu ceny.



